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摘要  一种可以对单色光谱进行检测的并基于标准CMOS工艺的新型器件结构进行了制作和测试。它的基本原理
是：利用器件本身两层结构对偏蓝色的短波长光和偏红色的长波长光的不同响应特性，得到器件响应值对于波长
的单调递增曲线并可由此得到输入光谱的单色波长信息。文章中介绍了器件的基本工作原理，设计制作了实验性
器件并对其特性曲线进行了实际的标定，最终给出了可用于单色光谱测量的器件响应和波长的对应曲线。  
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